АНОТАЦІЯ
Дисципліни за вибором
«Рентгенівські методи аналізу структури»

	Рівень вищої освіти
	Другий (магістерський)

	Курс (рік навчання)
	2

	Семестр 
	Осінній

	Обсяг дисципліни у кредитах 
	4 кредити ЄКТС

	Мова викладання
	Українська 

	Передумови для вивчення дисципліни
	Немає

	Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
	Кафедра неорганічної хімії

	Інформаційне забезпечення
	Тексти лекцій, презентації, посилання на літературу та інтернет-ресурси, методичні розробки до виконання лабораторних та практичних робіт та інші дидактичні матеріали – розміщені на сайті електронного навчання УжНУ https://www.elearn.uzhnu.edu.ua 

	Форма проведення занять
	Лекції, лабораторні заняття

	Форма семестрового контролю 
	Залік 



Ключові результати навчання (знання, уміння та інші компетентності).
Метою вивчення навчальної дисципліни «Рентгенівські методи аналізу структури» є ознайомлення з основними характеристиками рентгендифракційних методів; принципами та методикою застосування методів порошку та монокристальних методів (Лауе, методи обертання та коливання), знання про їх переваги та обмеження; оволодіння методами встановлення та уточнення кристалічної структури з використанням комп’ютерних програм. Здобувач набуває уміння використовувати знання для експериментально-практичних досліджень, володіння методами комп’ютерного моделювання структури а також уміння планувати, організовувати та здійснювати експериментальні дослідження з використанням сучасного обладнання, грамотно обробляти їх результати та робити обґрунтовані висновки. 
Набуття дослідницьких навичок: вміння використовувати лабораторне обладнання і прилади для визначення параметрів (характеристик) речовин, відбирати зразки для проведення аналізів та різних експериментальних досліджень. Вміння демонструвати сприйняття логічних аргументів для вироблення припущень та висновків.

Короткий зміст дисципліни (що буде вивчатися, перелік тем).
Тема 1. Природа і основні властивості рентгенівського випромінювання. 
Тема 2. Дифракція рентгенівських променів.
Тема 3. Інтенсивності рентгенівських дифракційних максимумів.
Тема 4. Апаратура та методи рентгеноструктурних досліджень. 
Тема 5. Метод порошку.
Тема 6. Рентгенівський фазовий аналіз (РФА).
Тема 7. Метод Лауе.
Тема 8. Методи обертання та Вейсенберга.
[bookmark: _GoBack]Тема 9. Уточнення структури методом повнопрофільного аналізу порошкограм. Метод Рітвельда.

